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Znajomos¢ podstaw dotyczacych pomiarow sygnatéw analogowych i cyfrowych. Znajomosc
LabVIEW, uniwersalnego srodowiska do projektowania aplikacji pomiarowych.

Algorytmy i struktury danych
Wstep do techniki cyfrowej i mikroelektroniki
Systemy czasu rzeczywistego

WYKLAD

1. Pomiar oraz sterowanie z wykorzystaniem systemdow komputerowych
- Podstawy tworzenia systeméw pomiarowych

- Systemy pomiarowe czasu rzeczywistego

2. Metody analizy danych analogowych oraz cyfrowych

- Analiza czasowa

- Analiza czestotliwosciowa

- Analiza statystyczna wynikéw pomiarowych

3. Opis stosowanych interfejsow pomiarowych: 12C, SPI, CAN, RS232, RS485, GPIB
4. Metody tworzenia aplikacji pomiarowych w Srowisku LabVIEW

- Wprowadzenie pojecia wirtualnych instrumentéw

- Budowanie aplikacji za pomocg taczenia wirtualnych instrumentow

- Tworzenie i oprogramowywanie nowych instrumentow

5. Przyktady systemdw pomiarowych

- Proste systemy pomiarowe

- Systemy przetwarzania danych czasu rzeczywistego

- Przyktadowe kody nowotworzonych wirtualnych instrumentow

I7ABORATORIUM

Cwiczenia zwigzane z projektowaniem aplikacji pomiarowych w Srodowisku LabVIEW*
- Wprowadzenie do srodowiska projektowego LabVIEW

- Operacje matematyczne i logiczne w Srodowisku LabVIEW

- Podstawy komunikacji szeregowej za pomoca protokotu RS232

- Akwizycja danych z wykorzystaniem kart pomiarowych

- Generacja przebiegdéw analogowych w $rodowisku LabVIEW

- Badanie charakterystyk pradowo-napieciowych podstawowych elementéw
potprzewodnikowych

Ocena ¢wiczen laboratoryjnych



osiggniecia efektow
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Literatura LabVIEW Tutorial
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Przecietne 10 Catkowite obcigzenie 30

obcigzenie studenta studenta pracg

pracg wiasng

Uwagi Stanowiska komputerowe z oprogramowaniem LabVIEW, w liczbie odpowiadajacej co
najmniej potowie liczebnosci grupy studenckiej.
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